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Slovni vyjadf em, komentaf e a pnpominky oponenta:
Pfedkladana prace se zabyva pozorovanim nanostruktur oxidu'wolframu pripravenych na slidove
podlozce. Tema prace je aktualni, s aplikaci v chemickycri polovodicovych senzorech., pracujich
pfi pokojove teplote. Pxace je rozclenena do jednotlivych kapitol s logickou navaznosti. Po uvedni
do soucasneho stavu studovane problematiky se autorka zabyva experimentalni metodou
skenovaci elektronove mikroskopie, zminuje pfipravu studovanych vzorku zahranicnim partnerem
v Marseille a podrobne se zabyva ziskanymi vysledky a jejich statistickym zpracovanim. Prace je
napsana velmi dobfe a peclive bez jazykovych a vecnych. chyb.
Autorka v ramci sve bakalafske prace zvladla techniku skenovaci elektronove mikroskopie
a naucila se ovladat experimentalni zarizeni k tomu xircene — Tescan Mira ILMH.
Domnivam se, ze predkladana prace je uzitecnou casti k celkovemu pohledu na problematiku
wolfram oxidovych nanotycinek., ktery v sobe zahrnuje dalsi experimentalni metody (napf. rtg
fotolektronovou spektroskopii XPS, rentgenovskou difrakci XRD; transmisni elektronovou
mikroskopii., mikroskopii atomarnich sil, TEM, AFM a dalsi).
Cil prace, pouzit exp. metodu SEM pro studium nanotycinek oxidu wolframu a porovnat rustove
parametry vzorku pripravenych ruznym zpusobem; byl splnen.
K textu mam pouze tyto pfipominky:

• Kap. 6 - v tab. c. 2 j sou uvedeny parametry pripravy vzorku pro dva rozdilne druhy slid B
a X, o nichz neni v pf edchozim textu zminka.

• Kap. 6, tab. c. 1 a 2; kap. 8; tab. c. 5, 6, 7 a 8 - neuplne uvedeny jednotky teploty T2

Pfipadne otazky pfi obhajobe a namely do diskuze:
• Kap. 5.2 parametry pouzite pfi mefeni v modu RESOLUTION se znacne odlisuji od textu

v-kap7-5rl-(velke-urychl-ovaci napeti, mala pracovni vzdalenost).-Chybi mi-zde-zduvodnem'
pro volbu techto hodnot.

Kpfedkladane praci nemam jinak zadne vyhrady5 pouze bych uvital, ackoliv to nebylo cilem
prace, alespon ukazkove i pripadne vysledky zEDX analyzy, kterou aparatura, na niz bylo
provedeno mefeni, umoznuje.
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